
１. 対象形式
　　　ＫＴＴ、ＫＴＰ、ＫＴＱ

 ２．変更内容
　　　①形式構成および表示ＮＰの変更
　　　②端子フタ構造のラインナップ追加
　　　※変更内容につきましては別資料を参照願います。

 ３．変更理由
　　　①表示ＮＰの表記の統一化並びに前記変更に伴う
　　　　 形式構成の見直しのため
　　　②特殊仕様の標準化のため

 ４．変更時期
　　　２００８年４月ご発注分より（自然切替）
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試験用端子 Ｋ

仕様変更のお知らせ


